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摘要(译)

本发明提供脑氧化氮供体，其用于评估脑损伤后脑功能障碍程度的方
法，所述方法包括使受试者的脑的至少一部分与所述脑一氧化氮供体接
触并确定在脑生理学的一个或多个方面是否存在随后的变化，其中所述
脑生理学的所述一个或多个方面的改善程度指示脑功能障碍的程度。
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